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:“ I t },vz The mirror corrector comprises an electrostatic mitror (9) and a magnetic

- 'F-\‘/-6 ] beam deflector (21, 22, 23, 24, 25), which is arranged between the particle

IE @-««3 source (1) and the electrostatic mirror (9) as well as between the electro-
- "t static mirror (9) and the objective (16). The magnetic beam deflector (21,

22, 23, 24, 25) is free from dispersions for each single pass. The mag-
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WO 02/067286

A3 TV 00O AR O

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europdisches Patent (AT,

BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE, TR).

Veroffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche geltenden
Frist; Verdffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen
eintreffen

(88) Verdffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 7. November 2002

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.



INZERNATIONAL SEARCH REPORT

In, tional Application No

PCT/EP 02/01553

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

?PC 7 H01J37/05 H01J37/28

H01J37/153

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

IPC 7 HO1J

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

cited in the application
abstract; figures

A EP 0 530 640 A (ZEISS CARL FA ;ZEISS
STIFTUNG (DE)) 10 March 1993 (1993-03-10)

Ry

1-17

Further documents are listed In the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

*A" document defining the general state of the art which is not
considered to be of particular relevance

*E* earlier document but published on or after the international
filing date

"L* document which may throw doubts on priority claim(s) or
which is cited to establish the publication date of ancther
citation or other special reason (as specified)

*Q" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or
other means

*P* document published prior o the international filing date but
later than the priority date claimed

Be

*y

g

later document published after the international filing date
or priority date and not in conflict with the application but
cited to understand the principle or theory underlying the

invention

* document of particular relevance; the claimed invention

cannot be considered novel or cannot be considered to
invoive an inventive step when the document is taken alone

document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered to involve an inventive step when the
document is combined with one or more other such docu~
ments, such combination being obvious to a person skilled

in the art.

documeni member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 September 2002

Date of mailing of the international search report

26/09/2002

Name and mailing address of the ISA

European Patent Cffice, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schaub, G

Form PCT/ISA/210 (second shest) (July 1992)

page 1 of 2




INGERNATIONAL SEARCH REPORT

In.tlonal Application No
PCT/EP 02/01553

C.(Contlnuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category ° | Citation of document, with Indication,where appropriate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

A ROSE H ET AL: "Time-dependent
perturbation formalism for calculating the
aberrations of systems with large ray
gradients"”

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS
RESEARCH, SECTION -~ A: ACCELERATORS,
SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED
EQUIPMENT, NORTH-HOLLAND PUBLISHING
COMPANY. AMSTERDAM, NL,

vol. A363, no. 1, 1995, pages 301-315,
XP004009661

ISSN: 0168-9002

page 311, left-hand column, paragraph 2
-right-hand column, paragraph 3

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1892)

page 2 of 2




INGFRNATIONAL SEARCH REPORT

"Information on patent famlly members

tional Application No

PCT/EP 02/01553

Patent document Publication Patent family Publication

cited in search report date member(s) date

EP 0530640 A 10-03-1993 DE 4129403 Al 11-03-1993
DE 59206009 D1 23-05-1996
EP 0530640 Al 10-03-1993
JP 3269575 B2 25-03-2002
JP 5205687 A 13-08-1993
us 5319207 A ~07-06-1994

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT ln.monanes Aktenzeichen
PCT/EP 02/01553

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDE

. s
?PK 7 HO1J37/05 H01J37/28 H01J37/153

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestpriifstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

IPK 7 HO1J

Recherchierte aber nicht zum Mindestpriifstoff gehdrende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wiahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie® | Bezeichnung der Verdfientlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teille Betr. Anspruch Nr.

A EP 0 530 640 A (ZEISS CARL FA ;ZEISS 1-17
STIFTUNG (DE)) 10. Marz 1993 (1993-03-10)
in der Anmeldung erwahnt

Zusammenfassung; Abbildungen

.

m Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie
entnehmen
° Besondere Kategorien von angegebenen Verbfientlichungen  : T Spé;iterée Veiraé.ffeir;gl{ct&u?g, die q:?fch tdl'eth inteEjnathnlaler:i An{néeldedatum
"As 5 " i : ; - oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden st und mit der
A" Verditentiichung, die den allgemeinen Stand_ der Technik definlert, Anmeldung nicht kollidlert, sondern nur zum Verstandnis des der
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist ] e +
. . . Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
"E* &lteres Dokument, das Jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist

Anmeldedatum verSffentlicht worden ist *X* Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

'L* Verdifentlichung, die geeignet ist, einen Prioritétsanspruch zweifelhaft er— kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Vertifentlichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden vy« yigrafrentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet
ausgefiihrt) - werden, wenn die Versffentlichung mit einer oder mehteren anderen

*O" Verdifentlichung, die sich auf elne mlindiiche Offenbarung, . Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist

*P* Verbffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach

dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist *&" Verdffentlichung, die Miglied ders_elben Patentfamille ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des interationalen Recherchenberichts
19. September 2002 26/09/2002
Name und Postanschrift der Internationalen Hecherchenbehorde Bevollmé&chtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL -—( 2280 HV Rijswijk |

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340~3016 Schaub, G

Formblatt PCT/ASA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

Seite 1 von 2



Iny tionales Aktenzeichen

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
PCT/EP 02/01553

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie® { Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kormmenden Teile Betr. Anspruch Nr.

A ROSE H ET AL: "Time-dependent 1
perturbation formalism for calculating the
aberrations of systems with large ray
gradients”

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS
RESEARCH, SECTION - A: ACCELERATORS,
SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED
EQUIPMENT, NORTH-HOLLAND PUBLISHING
COMPANY. AMSTERDAM, NL,

Bd. A363, Nr. 1, 1995, Seiten 301-315,
XP004009661

ISSN: 0168-39002

Seite 311, linke Spalte, Absatz 2 -rechte
Spalte, Absatz 3

Fommblatt PCT/ASA/210 (Fortsetzung von Blait 2) (Juli 1992)

Sejte 2 von 2



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu VersfentlichdW¥en, die zur selben Patentfamilie gehdren

In tionales Aktenzeichen

PCT/EP 02/01553

Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeflhries Patentdokument Verdffentlichung Patentfamilie Verdgffentlichung

EP 0530640 A 10-03-1993 DE 4129403 Al 11-03-1993
DE 59206009 D1 23-05-1996
EP 0530640 Al 10-03-1993
JP 3269575 B2 25-03-2002
JP 5205687 A 13-08-1993
us 5319207 A 07-06-1994

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentiamilie)(Juli 1992)




	Abstract
	Bibliographic
	Search_Report

